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1 Wstep

Dzigkujemy za wybdr spekirofotomefru UV/VIS METTLER TOLEDO Excellence. Spekirofofometr UV/VIS Excel-
lence jest tatwym w obstudze urzgdzeniem do pomiaru absorbancji lub fransmitancji molekularnej probek
analitycznych w zakresie ultrafiolefowym (UV) i widzialnym (VIS).

Informacje o niniejszej publikacji

Dokument ten zawiera wszystkie informacje potrzebne do rozpoczecia pracy ze spekirofotometrem METTLER
TOLEDO .

Obszerng charakterystyke spekirofotometru oraz jego funkcji mozna znalez¢ w instrukcji obstu-
gi.

Instrukcje w fym dokumencie dotyczg spekirofotometréw UVSNano z oprogramowaniem sprzefowym w wer-
sji 2.0 lub nowszej.

W przypadku dalszych pytan prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem lub przedstawicielem serwisu
METTLER TOLEDO .

» pl.mt.com/contact

Konwencje i symbole

Odnosi sie do dokumentu zewnetrznego.

Uwaga Przydatne informacje dotyczgce produkiu.

Elementy instrukcji
= Wymagania wstgpne
1 Kroki
2 .

= Wyniki posrednie
= Wyniki

UVAVIS Excellence Wstgp | 3
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2 Informacje dotyczqce bezpieczeﬁslwa
e Przed uzyciem urzqdzenia nalezy doktadnie zapozna¢ sig z informacjami podanymi w tym Podreczniku
uzytkownika.
e Zachowaj Podrecznik uzytkownika do wykorzystania w przysztosci.
o W przypadku przekazywania urzgdzenia innym osobom nalezy dotgczy¢ do niego niniejszy Podrecznik
uzytkownika.
Uzycie urzqdzenia w sposéb niezgodny z instrukcjq obstugi lub jego modyfikacje mogg spowodowaé obni-
Zenie poziomu bezpieczenstwa urzqdzenia, za co firma Mettler-Toledo GmbH nie ponosi odpowiedzialno-
Sci.
Obszerng charakterystyke spekirofotomefru oraz jego funkcji mozna znalez¢ w instrukcji obstu-
gi.

2.1 Znaczenie stéw i symboli ostrzegawczych

Uwagi dotyczgce bezpieczenstwa sq oznaczone specjalnymi wyrazami i symbolami ostrzegawczymi. Po-
kazujg one zagrozenia dla bezpieczenstwa i ostrzezenia. Ignorowanie uwag dotyczgeych bezpieczenstwa
moze by¢ przyczynq obrazen, uszkodzenia urzqdzenia, jego nieprawidtowego funkcjonowania i nieprawi-
dtowych odczytow.

Stowa ostrzegawcze

OSTRZEZENIE dot. sytuacji niebezpiecznych o $rednim poziomie zagrozenia, kiére mogg spowodo-
waé $mier¢ lub powazne uszkodzenia ciata, jesli sie im nie zapobiegnie.

PRZESTROGA dot. sytuacji niebezpiecznych o niskim poziomie zagrozenia powodujqcych niewiel-
kie lub umiarkowane urazy, jesli sig im nie zapobiegnie.

NOTYFIKACJA dot. sytuacji niebezpiecznych o niskim poziomie zagrozenia powodujqcych uszko-
dzenie urzqdzenia, inne szkody majqtkowe, nieprawidtowe dziatanie, zafatszowanie
wynikow lub utrate danych.

Symbole ostrzegawcze

Porazenie prgdem Wigzka $wiatta ultra- Gorgca powierzchnia
A fiolefowego

2.2 Ostrzezenia o niebezpieczenstwie specyficzne dla produkiu
Przeznaczenie

To urzqdzenie jest przeznaczone do uzytku w laboraforiach analitycznych przez przeszkolonych pracowni-
kéw. Urzgdzenie nadaje sie do pomiaru absorbancji lub fransmitancji molekularnej prébek analitycznych w
zakresie ultrafiolefowym (UV) i widzialnym (VIS).

Niekfore substancje chemiczne mogq oddziatywa¢ na elementy platformy mikroobjetosciowej. Ponizsze
substfancje zostaty przetestowane pod kagtem zgodnosci z materiatem platformy mikroobjefosciowej. Na
platformie mikroobjeto$ciowej nie nalezy umieszcza¢ innych substancji chemicznych.

e Aceton (maks. 5%)

e Acetonitryl

e Benzen

e Toluen

e Fenol (maks. 1%)

e (zferochlorek wegla

e Chloroform

¢ Dichlorometan

¢ Metanol

e FEtanol

4 | Informacje dotyczqce bezpieczensiwa UV/VIS Excellence



e n-butanol

e n-propanol

e |zopropanol

o Efer dietylowy

e Heksan

e HEPES (bufor)

e MES (bufor)

e MOPS (bufor)

¢ Bufory zawierajgce fosforany

e Bufory zawierajqce chlorki

« Bufory zawierajgce cyfryniany

e Bufory zawierajgce borany

Wszelkie inne zastosowania i eksploatacja w warunkach, ktére wykraczajg poza zakres paramefrow tech-
nicznych, bez pisemnej zgody Mettler-Toledo GmbH zosfang uznane za niezgodne z przeznaczeniem.
Obowigzki wtasciciela urzgdzenia

Witasciciel urzgdzenia jest osobg, ktéra uzywa urzgdzenia do celéw komercyjnych lub oddaje urzqdzenie
do dyspozycji swoich pracownikéw. Wiasciciel urzgdzenia jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo produkiu
oraz bezpieczenstwo pracownikow, uzytkownikéw i 0sob frzecich.

METTLER TOLEDO przyjmuje zatozenie, ze wiasciciel urzgdzenia zapewni dostep do niezbednego sprzetu
ochronnego oraz odpowiednie szkolenia z zakresu codziennych prac i postgpowania w razie zagrozen w
laboratorium.

Uwagi dotyczgce bezpieczefistwa

/\ OSTRZEZENIE
A Niebezpieczenstwo Smierci lub powaznych urazéw w wyniku porazenia prgdem!

Kontakt z elemenfami pod napieciem moze doprowadzi¢ do urazéw lub $mierci.

1 Nalezy uzywa¢ wytgcznie kabla przewodu zasilajgcego i zasilacza AC METTLER TOLEDO
przeznaczonych do tego urzqdzenia.

2 Przewdd zasilajgcy nalezy podtgczyé do uziemionego gniazda elekirycznego.
3 Wszystkie przewody i potgczenia elekiryczne nalezy trzymac z dala od cieczy.
4 Uszkodzone przewody zasilajqce i zasilacze AC nalezy niezwtocznie wymienié.

/\ PRZESTROGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia oczu w wyniku narazenia na oddziatywanie wigzki $wia-
tta ultrafioletowego

Promieniowanie ultrafioletowe zawarte w wiqzce Swiatta emitowanej z urzqdzenia UV/VIS mo-
ze spowodowa¢ uszkodzenie oczu.

— Nigdy nie pafrze¢ bezposrednio na zrédto Swiatta.

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia urzgdzenia wskutek zastosowania niewtasciwych czesci!

Zastosowanie niewtasciwych czesci moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub nieprawidtowej

pracy urzqdzenia.

— Nalezy uzywa¢ wytgcznie czesci dostarczonych w zestawie, akcesoriow podanych w wy-
kazie oraz czgsci zamiennych METTLER TOLEDO.

UVNVIS Excellence Informacje dotyczqce bezpieczenstwa | 5



3 Budowa i zastosowanie

Spekirofotometry UV/VIS Excellence majq konfiguracje maitrycowq. Urzgdzenia matrycowe charakteryzuja sie
solidng konstrukcjg mechaniczng bez zadnych ruchomych czesci optycznych, co poprawia powtarzalno$é
dtugosci fali. Detektor macierzowy analizuje wszystkie dtugosci fal réwnolegle, bardzo szybko wykonujqc
pomiar catego widma.

3.1 Przeglqd
UV5Nano

&1

4

= :
5 6 7
1 | Platforma mikroobjgtosciowa 6 | Terminal
2 | Ptyta ostonowa 7 |Dioda LED stanu urzqdzenia (StatusLight™)
3 | Etykiefa typu 8 | Gniazdo USB, np. do transferu danych
4 | Obudowa 9 |Uchwyt kuwety T cm
5 | Power button 10 | Ramie mikroobjefosciowe
Wskaznik StatusLight informuje o stanie titratora.
Wskaznik StatusLight Status urzgdzenia
Ciaggte $wiatto w kolorze zielo- | Urzqdzenie jest gotowe do pracy.
nym
Migajace Swiatto w kolorze Urzgdzenie wykonuje zadanie.
zielonym
Ciqggte $wiatto w kolorze po- | Urzqdzenie czeka na dziatanie ze strony uzytkownika.
maranczowym

6 | Budowa i zastosowanie UVNVIS Excellence



3.2 Potfgczenia na panelu tylnym

7 6
FILLP [A\LMINI POWER |SUPPLY
)
@
AUTOMATION ETHERNET TU—iT
el e 0.9, EPE —
o @ o ® @ @ il 'i '
1 2 3 4 5
1 | Standardowy port RS232 2 | Potgczenie Ethernet
3 | Portf ferminala 4 | PortBUSB (1x)
(do podtqczenia do komputera z LabX™)
5 |Porty AUSB (2x) 6 | Przewadd zasilajgey

(drukarka, pamieci USB, klawiatura, mysz)

(zasilanie 24 V)

7 | Port Mini-DIN (6-stykowy)
(FillPalMini)

3.3 Interfejs uzytkownika

3.3.1 Strona gtowna

1 2 3
E] Methods EE] |:| \/45
Direct a Bradford Scan ‘a Pump ‘
[| measurements
7 § "Eﬁ ‘/QIL\‘
Results ‘ ‘ ‘
~ Bradford ~ Scan ~ Pump
{ﬂ‘ Setup
Tests &
\45 Manual
Start

Log out I

6 5

User data I

IO

Nazwa Objasnienie

1 |Skréty

W tym obszarze sq zapisywane skroty uzytkownika do czesto stosowanych
metod obstugi. Skroty sq zapisywane w profilu uzytkownika i moga by¢ definio-
wane, zmieniane i usuwane przez uzytkownika.

2 |Pasek stanu

data i godzina.

Na pasku stanu znajduije sie biezqey element menu, nazwa uzytkownika oraz

UVNIS Excellence
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Nazwa Objasnienie
3 | Stan urzgdzenia Pod$wietlony pasek wskazuje biezqey stan roboczy urzqdzenia.
2otty

Wykonywanie mefody/pomiaru bezposredniego/festu wydajnosci lub obstuga
reczna.

Niebieski

Nie jest wykonywany pomiar.

Zielony

Wykonywanie metody/pomiaru bezposredniego/festu wydajnosci lub obstuga
reczna, ale urzqdzenie oczekuje na reakcje uzytkownika.

4 | Przycisk Start

Rozpoczecie wykonywanej ostatnio przez uzytkownika metody lub pomiaru
bezposredniego. Nie dotyczy to operacji recznych ani testow wydajnosci. Ten
przycisk jest aktywny tylko wiedy, gdy nowy uzytkownik po raz pierwszy rozpo-
czqt metode lub pomiar bezposredni.

Dane uzytkownika

Zawiera informacje o aktualnie zalogowanym uzytkowniku.

Wyloguj Powoduje wylogowanie aktualnego uzytkownika. Po wylogowaniu zostanie wy-
Swietlone menu Zaloguj.
7 Menu Metody

Tworzenie, dostosowywanie i zapisywanie metod pomiarowych. Mozna to robi¢
dla kazdego typu pomiaru.

Pomiary bezposrednie

tatwy pomiar prébki jako pomiar bezposredni. Pomiary bezposrednie obejmujq
typy pomiaru: stata dtugosc fali, skanowanie, pomiar ilosciowy i kinetyka, jak
réwniez gofowe do uzytku aplikacje biomedyczne, takie jak oznaczanie steze-
nia DNA i biatka.

Wyniki
WysSwietlanie, drukowanie lub eksportowanie wynikéw pomiaréw. Mozna tutaj
réwniez uzyska¢ dostep do szczeg6towych informacji o wszystkich wynikach.

Konfiguracja

W tym menu mozna wybra¢ wszystkie ustawienia systemowe, np. ustawienia
sprzetowe, zarzqdzanie uzytkownikami lub preferencje uzytkownika. Te usta-
wienia sg zwykle definiowane podczas insfalacji urzgdzenia.

Testy i operacje reczne
Punkt poczqgtkowy edytowania i uruchamiania testéw wydajnosci oraz operacji
recznych.

Zobacz takze

Tworzenie i obstuga skrétow » strona 26

3.3.2 Struktura menu
Methods

Methods ma nastgpujace podmenu:

« Fixed wavelength
* Scanning

« Bio applications

e Quant

* Kinetics

Direct measurement

Direct measurement ma nastepujgce podmenu:

Fixed wavelength

Budowa i zastosowanie
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Scanning

Bio applications Protein
Protein dye
Protein assay
Nucleic acid
Nucleic acid dye
Others

Quant -

Kinetics -

Results

Results nie ma zadnych podmenu.

Setup

Setup ma nastepujqgce podmenu:

Quant calibrations - -

User settings Language -
Screen -
Audio signal -
StatusLight -
Shortcuts -
Keyboards -

Dyes & Values Dyes -
Auxiliary values -

Hardware Automation -
Peripherals Printer

Data export

Network settings

Network storage

PC settings

Barcode reader / Keyboard

Fingerprint reader

USB stick

Performance test results

Performance test history (Cuvet-
te)

Performance test history (Micro
volume platform)

Auxiliary instrument

Global settings

System Identification
Date/Time
Data storage
User management Users

Account policies

Analysis and resources behavior

UVNIS Excellence
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3.3.3
3.3.3.1

3.3.3.2

Maintenance & Service MT-Service

Import / Export

Reset to factory settings -

Firmware

Update

Hardware / Firmware summary |-

Tests & Manual
Tests & Manual ma nastgpujgce podmenu:

« Performance test
* Automation

0gdlne zasady nawigacji
Klawiatury
Klawiatura alfabetyczna

E= Enter method ID
Sample IDI‘

1
Min:0  Max. 30 (10) EL
T

15

a @’_\5

2 3 4
-\_ll-

M <

U Bl

Q W E R o P

Cancel Previey

©—=9
o
=

« Nacisnij (1), aby skopiowa¢ zaznaczony
fekst do schowka.

« Nacisnij (2), aby wklei¢ tekst ze schowka.

e Nacisnij (3), aby zmieni¢ na mate litery.

« Nacisnij (4), aby zmieni¢ na wielkie litery.

« Nacisnij (5), aby przetqczy¢ na klawiature
numeryczng albo (4), aby powrdeic do liter.

< Nacisnij (6), aby przetgczy¢ na klawiature z
symbolami, albo (4), aby powrdci¢ do liter.

« Naci$nij (7), aby usungé wszystkie wprowa-
dzone litery lub liczby.

« Nacisnij (8), aby usung¢ ostatniqg wprowa-
dzong literg lub cyfre.

« Nacisnij (9), aby wyswietli¢ podglad wpro-
wadzanego tekstu.

Skroty

Klawiatura numeryczna

Enter path length
2.15

Min:  0.01 Max: 5 Digits:

7 8 9
4 5 6

iz s (fle—
0 _ Xlo——2

= Nacisnij (1), aby usung¢ wszystkie wprowa-
dzone liczby.

» Nacisnij (2), aby usung¢ osfatnig wprowa-
dzongq cyfre.

W interfejsie uzytkownika do opisywania typu wykonywanego pomiaru sfosowane sq wymienione ponizej
skroty. Jest tak szczegolnie w przypadku sekcji Results.

Typ pomiaru Skrot
Fixed wavelength FW
Scanning S
Quant Q
Kinetics K
Bio fixed wavelength BFW

Budowa i zastosowanie
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Typ pomiaru

Skrét

Bio quant

BQ

UVNIS Excellence
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4 Instalacja

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia urzgdzenia wskutek zastosowania niewtasciwych czesci!

Zastosowanie niewtasciwych czesci moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub nieprawidtowej
pracy urzgdzenia.

Nalezy uzywa¢ wytqgcznie czesci dostarczonych w zestawie, akcesoriow podanych w wy-
kazie oraz czesci zamiennych METTLER TOLEDO.

4.1 Zawarto$é zestawu

Instalacja

Opis
Spekirofotometr UV6Nano

Terminal

Zasilacz zewnetrzny (100-240 V AC)

Przewdd zasilajgcy
(odpowiedni dla danego kraju)

Przewdd terminala

Podrecznik uzytkownika
(odpowiedni dla danego kraju)

Karta pamigci
(odpowiednia dla danego kraju)

Numer katalogowy
30254729

30248720

51105795

30249491

UVNVIS Excellence



4.2 Rozpakowanie spektrofotometru
1 Wyjmij spekirofofometr (i akcesoria) z ochronnego materiatu opakowaniowego.
2 Zachowaj materiat opakowaniowy na wypadek pozniejszego dalekiego transportu.
3 Otworz ramie mikroobjefosciowe (2).
4 Usun podktadke (1) i zachowaj jg na potrzeby p6z-

niejszego fransportu spekirofotometru.

Zamknij ramig mikroobjetosciowe (2).

6 Sprawdz, czy ofrzymany zestaw zawiera wszystkie

czeSci wymienione w zakresie dosfawy.

7 Dokonaj wzrokowego przeglgdu czesci pod kqgtem
wad lub uszkodzen.

8 W przypadku braku czesci lub ich uszkodzenia zgto$
ten fakt niezwtocznie, a w razie potrzeby zt6z rekla-
macje przewozowq.

[&))

4.3 Ustawienie spektrofotometru
Urzqgdzenie jest przeznaczone do eksploatacji w pomieszczeniach ze sprawng wentylacjg. Miejsce jego in-
sfalacji powinno spetniaé nastepujgce kryteria:
« warunki ofoczenia w granicach okreslonych w danych fechnicznych,
e brak silnych drgan,
« brak bezposredniego nastonecznienia,
o brak gazéw zrqcych w powiefrzu,
¢ brak atmosfery wybuchowej,
¢ brak silnych pol elekirycznych lub magnetycznych,

4.4 Podtgczanie terminala
1 Podtqcz pierwszg wiyczke (1) przewodu terminala do gniazda ferminala w urzgdzeniu.

2 Podtgcz drugq wiyczke (2) przewodu ferminala do gniazda terminala.
= Terminal uruchamia sig aufomatycznie po wigczeniu urzqdzenia (jesli bedzie zainstalowany zasilacz).

UVNVIS Excellence Instalacja | 13




4.5 Podtgczenie spektrofotometru do zasilania

/\ OSTRZEZENIE
A Niebezpieczefistwo Smierci lub powaznych urazéw w wyniku porazenia prgdem!

Kontakt z elementami pod napieciem moze doprowadzi¢ do urazéw lub $mierci.

1 Nalezy uzywa¢ wytgcznie kabla przewodu zasilajgcego i zasilacza AC METTLER TOLEDO
przeznaczonych do tego urzqdzenia.

2 Przewdd zasilajgey nalezy podtgezyé do uziemionego gniazda elekirycznego.
3 Wszystkie przewody i potgczenia elekiryczne nalezy trzymac z dala od cieczy.
4 Uszkodzone przewody zasilajgce i zasilacze AC nalezy niezwtocznie wymienic.

Spekirofotometr jest wyposazony w zasilacz uniwersalny, przystosowany do wszystkich napieé w sieci w
zakresie od 100 do 240V, 50-60 Hz.

1 Kable nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie ule-
gty uszkodzeniu ani nie zaktocaty pracy urzqgdzenia.

2 Witz wiyczke zasilacza AC do gniazda POWER SUP-
PLY (2) z tytu spekirofotometru.

3 Zabezpiecz wtyczkg, mocno dokrecajgc nakretke ra-
detkowangq.

4 \Witoz wiyczke przewodu zasilajgeego (3) do gniazda
zasilacza AC.

5 Wt6z wiyczke przewodu zasilajgcego do tatwo do-
sfepnego, uziemionego gniazdka elekirycznego.

14 | Instalacja UV/VIS Excellence



5 Obstuga urzgdzenia

5.1 Wigczanie i wytgczanie spektrofotometru

Wigczanie spekirofotometru

- Nacisnij przycisk zasilania.
= Spekirofotfometr uruchomi sig i wykryje podtaczone urzgdzenia.
= Swiecenie wskaznika StatusLight ciggtym zielonym $wiattem oznacza gotowosé spekirofotometru do

pracy.

Wytgczanie spektrofotometru z ekranu dotykowego

— Nacisnij Home > Log out > Shut down.
= Spekirofotometr zatrzyma wykonywanie zadan i sig wytgczy.

= Zasilacz AC i obwdd sterowania dla przycisku zasilania bedg pod napigciem. Reszta spekirofofometru
nie jest zasilana.

Wytqgczanie spektrofotometru przyciskiem zasilania

— Nacisnij przycisk zasilania krocej niz przez 1 s.
= Spekirofotometr zatrzyma wykonywanie zadan i sig wytgczy.

= Zasilacz AC i obwdd sterowania dla przycisku zasilania bedq pod napigciem. Reszta spekirofofometru
nie jest zasilana.

Wytqgczanie spekirofotometru w sytuacjach awaryjnych

— Wyciqgnij wiyczke przewodu zasilajgcego z gniazdka elekirycznego.

5.2 Wykonywanie pomiaru

/\ PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia oczu w wyniku narazenia na oddziatywanie wigzki $wia-
fta ultrafioletowego
Promieniowanie ulirafioletowe zawarte w wiqzce Swiatta emitowanej z urzgdzenia UV/VIS mo-
ze spowodowa¢ uszkodzenie oczu.
— Nigdy nie patrze¢ bezposrednio na zrédto Swiatta.

NOTYFIKACJA

Zagrozenie btedami pomiarowymi!

Przed uzyciem kuwete nalezy kilkakrotnie przemy¢ wodg destylowanq lub wodq wysokiej
czystosci, z zewngirz i od wewngtrz. Obce czgstki znajdujqce si¢ w elemencie pomiarowym
odchylajg wigzke Swiatta, co prowadzi do btednych wynikéw pomiaréw. Element pomiarowy
mozna fakze przemywacé cieczq probki lub roztworem $lepym.

Przed pomiarem na zewnetrznej stronie kuwety nie mogq znajdowa¢ sig¢ zadne kropelki. Osu-
szy¢ zewnetrznq strong elementu przy pomocy chusteczki lub $ciereczki optycznej, jedynie
dociskajqc jg, w celu niedopuszczenia do zadrapan.

Nalezy przy tym zwraca¢ uwage na fo, aby nie dotkngé optycznego okna elementu. Odciski
palcow tworzq na powierzchni warstewke aktywng w nadfiolecie, kiora moze wywotywac bfe-
dy pomiaru, nawet jesli wydaje sie catkowicie wytarta.

Z kuwetami nalezy obchodzi¢ sie ostroznie. Nalezy je przechowywa¢ w ich pojemniku maga-
Zynowym.
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Wykonywanie pomiaru z wykorzystaniem kuwety

J © © ~

Nie nalezy uzywa¢ szklanych pipet. Mogg one spowodowa¢ zarysowanie kuwet ze szkta kwarcowego.
Wszystkie pomiary w zakresie UV nalezy z zasady przeprowadza¢ przy uzyciu kuwet ze szkta kwarco-
wego. Zwykte kuwety z tworzywa sq nieprzejrzyste dla Swiatta UV.

W przypadku stosowania jednorazowych kuwet z tworzywa przejrzystych dla $wiatta UV nalezy wybraé
kuwete odpowiedniq do danego zastosowania. R6zne rodzaje jednorazowych kuwet z ftworzywa przej-
rzystych dla $wiatta UV sq@ przystosowane do okreslonych zakreséw, np. od 230 nm do 900 nm.

Wiqcz urzgdzenie.

Skonfiguruj wymagang czynno$¢ — Direct measurement [ub Method. Wyswietlony zostanie monit o

wykonanie pomiaru $lepej proby.

Oprzyj plastikowq koricowke pipety o bok kuwety i powoli zataduj reztwér Slepej proby, aby nie dopu-

$ci¢ do powstania pgcherzykdw. Roztwor Slepej proby fo zazwyczaj czysty rozpuszczalnik.

Przytrzymaj gorng czgs¢ kuwety po nieprzezroczystej stronie niepomiarowe;.

= Uwazaj, aby nie dotknq¢ przezroczystych scianek, poniewaz wszelkie $lady lub odciski palcéw mo-
gq znaczgco wptyngé na pomiar.

= W razie pofrzeby oczys¢ Scianki niestrzepigcq sie papierowq chusteczkg.

Ostroznie wtdz kuwete pionowo do uchwytu prébki, aby unikngé zarysowania szkta lub pozostawienia

na nim $ladow.

Nacisnij przycisk Start, aby rozpoczg¢ pomiar.

= Nacisnij przycisk Measure blank.

Po zakonczeniu pomiaru wyjmij kuwete, frzymajgc jg pionowo, a nastepnie doktadnie wyptucz.

Wprowadz roztwér prébki do kuwety (patrz kroki 3-5 powyzej) i nacisnij przycisk Measure sample.

Po zakonczeniu pomiaru wyjmij kuwete, trzymajqc jg pionowo, a nastepnie doktadnie wyptucz.

Powtarzaj powyzsze kroki do zakonczenia analizy. Nacisnij przycisk End series w przypadku metody
lub End direct measurement.

Wykonywanie pomiaru mikroobjetosci

Przed rozpoczeciem pomiaru mikroobjetosci skonfiguruj pomiar bezposredni lub metfode, jakg ma by¢
wykonany.

Otworz ramie platformy mikroobjefosciowe;.

= Okno pomiarowe ze szkta kwarcowego bedzie teraz widoczne na platformie jako mate przejrzyste
kétko w czarnym pierscieniu.

Za pomocq pipety ostroznie umies¢ krople probki/slepej proby na Srodku okna pomiarowego.

= Specjalna powtoka na oknie pomiarowym umozliwia ufrzymanie nienaruszonego napiecia po-
wierzchniowego kropli.

Zamknij ramig platformy mikroobjetosciowej.

= Dzigki temu, ze probka/slepa préba ma ksztatt kropli, lustro w ramieniu pomiarowym nie tworzy
zadnych pecherzykow powietrza podczas zamykania.

= Pomiar mozna rozpoczgé dopiero po catkowitym zamknigciu ramienia.
Naciénij przycisk Start, aby rozpoczgé pomiar.
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5 Otwdrz ramig platformy mikroobjetosciowej, aby wykona¢ pomiar z nowq prébkg lub $lepq prébg.

= Przed wykonaniem nowego pomiaru zetrzyj probke/Slepq probe z lustra w ramieniu oraz okna ze
szkta kwarcowego w platformie pomiarowej niestrzepigeq sie papierowq chusfeczkq.

Uwaga
« W przypadku pomiaréw z automatyczng/duzg dtugosciq Sciezki dodaj pipetq 3 — 5 pl probki.
o W przypadku pomiaréw z krétkq $ciezkq dodaj pipetq 1 — 3 pl probki.

Zobacz takze
Czyszczenie podstawki do pomiaru na kroplach » strona 30

5.3 Pomiar bezposredni

Pomiary bezposrednie sq tatwq, niezawodng oraz szybkg metodg dokonywania pomiaréw. Wszystkie para-
mefry pomiaru mozna szybko ustawi¢, a po ich usfawieniu dla pomiaréw bezposrednich mozna je zacho-
wac jako skrot OneClick. Pomiar mozna nastepnie uruchamiac poprzez pojedyncze dotknigcie ekranu gtow-
nego. Podczas wykonywania pomiaréw bezposrednich nie jest mozliwa automatyzacja.

Nacisnigcie przycisku Start na ekranie gfownym powoduje rozpoczecie analizy z takimi ustawieniami jak
podczas wykonanego wczesniej pomiaru.

Wiecej informacji na temat réznych typdw pomiaréw bezposrednich mozna znalez¢ w rozdziale .

5.3.1 Ustalona dtugosé fali
Dalsze pomiary
Aby przeprowadzi¢ kolejne bezposrednie pomiary, wykonaj nastepujace czynnosci:
1 Aby rozpoczqg¢ nowy pomiar, nacisnij przycisk Measure blank lub Measure sample.
= Pojawi sig ekran Spectrum (jesli zostat aktywowany).

2 Nacis$nij przycisk End direct measurement, aby zatrzymac pomiar i powrdci¢ bezposrednio do strony
gtownej.
= Poszczegdlne wyniki kazdego pomiaru sq podane w menu Results.
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Wykonywanie pomiaru $lepego

Przygotuj kuwete z roztworem proby $lepej

\Wykonaj pomiar $lepy.

Umies¢ kuwete z roztworem proby Slepej w uchwycie kuwety.
Naciénij Measure blank (1), aby uruchomi¢ pomiar préby $Slepe;.
Wyjmij kuwete z roztworem préby Slepej.

Ea FW / Direct measurement
End direct
(i S e Spectrum Measure bI Measure sa T e
1 2

Wykonywanie pomiaru probki

4

Przygotuj kuwete z probkq.

Umies¢ kuwete z probkq w uchwycie.

Nacisnij przycisk Measure sample (2 na rysunku powyzej).
Wprowadz Sample ID i Sample data.

= Ten ekran zostanie wyswietlony tylko w sfosownych przypadkach, a jego zawarto$¢ bedzie zaleze¢
od ustawien. Mozna na nim wprowadzi¢ np. Dilution factor i Correction factor.

Nacisnij przycisk Start, aby rozpoczgé pomiar probki.

Uruchamianie pomiaru

1

Wigcz urzqdzenie.

Przygotuj probke i wyczysc kuwete.

PrzejdZ do menu Direct measurement > Fixed wavelength.

= Wyswietlone zostaje menu konfiguracji pomiaru.

Zdefiniuj parametry pomiaru (patrz parametry ponizej).

Aby utworzy¢ skrét do tego pomiaru bezposredniego na stronie gtéwnej, nacisnij przycisk AddToHome.

= Wyswietlone zostanie menu Shortcut parameters. Wiecej informacji znajduje sie w punkcie [Two-
rzenie i obstuga skrotow » strona 26].

Naciénij przycisk Start (1).
= Pojawi sig ekran pomiaru.
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5.3.2

|:| Fixed wavelength Task

Sample ID entry [Fixed ‘“
Sample ID BLUE [ |
Path length 10 [ ]
Unit ‘ A ‘ﬁ

Number of wavelengths ‘ 1 ‘“

Wavelength 1 ‘250 nm ‘w v

AddToHome

Wyswietlanie wynikow

= Naci$nij przycisk Spectrum, aby wysSwietli¢ widmo pomiaru.

1 Powigksz szczeg6ty widma gestem rozciggniecia ekranu dotykowego.

2 W celu opisania wartosci szczytowej nacisnij wyswietlacz dotykowy i przytrzymaj przez kilka sekund.
= Wyswietlony zosfanie kursor umozliwiajgcy dodanie etykiety do warfosci szczytowej.

3 Do wynikéw mozna powrdcié, przetqczajqc przyciski Results i Spectrum.

= Poszczegdlne wyniki kazdego pomiaru sqg podane w menu Results i mozna do nich powrdci¢ na pdz-
niejszym efapie.

= Wyniki mozna wyswietla¢ po pomiarze kazdej probki.

 FW / Direct measurement I ask O

Al (250 nm)

0.11333 A

End direct
measurement Spectrum Measure blank Measure sa T
1
Skanowanie

Aby wykona¢ pomiar bezposredni ze skanowaniem, wykonaj nastgpujace czynnosci:
Przygotowanie do pomiaru
1 Przejdz do menu Direct measurement > Scanning.
= Wyswietlone zostaje menu konfiguracji pomiaru.
2 Podaj parametry pomiaru (patrz parametréw ponizej).
3 Aby utworzy¢ skrét do fego pomiaru bezposredniego na stronie gtéwnej, nacisnij przycisk AddToHome.

= \Wyswietlone zosfanie menu Shortcut parameters. Wigcej informacji znajduje si¢ w punkcie [Two-
rzenie i obstuga skrotow » strona 26].

UV/VIS Excellence Obstuga urzqdzenia
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4 Nacisnij przycisk Start.
= Pojawi sig ekran pomiaru.
Uruchamianie pomiaru
1 Umies¢ kuwete ze $lepq probg w uchwycie.
Nacisénij przycisk Measure blank, aby uruchomi¢ pomiar $lepej préby.
Wyjmij kuwete ze $lepg probg.
Umies¢ kuwete z probkq w uchwycie.
Nacisnij przycisk Measure sample.

= Wprowadz Sample ID i Sample data. Ten ekran zosfanie wySwietlony tylko w stosownych przypad-
kach, a jego zawarto$¢ bedzie zaleze¢ od ustawien.

Wyswietlanie wynikow

o~ WwN

= Po zakonczeniu analizy na ekranie zosfang wysSwietlone wartosci Spectrum i Peak pomiaru.

1 Aby wysSwietli¢ widmo na catym ekranie, naci$nij przycisk Maximize spectrum. Rozciggniecie ekranu
dotykowego dwoma palcami umozliwia powigkszenie, a gest uszczypnigcia — pomniejszenie szczego-
tow widma.

= Nacisnigcie przycisku Minimize spectrum powoduje powr6t do okna przeglgdu wynikow.
2 Nacisnij przycisk Peak table, aby wyswietlic petng tabelg wartosci szczytowych.
= Naci$nigcie przycisku Back powoduje powrét do okna przeglgdu wynikow.
= Poszczegoine wyniki kazdego pomiaru sqg podane w menu Results.
Dalsze pomiary
Aby przeprowadzi¢ kolejne bezposrednie pomiary, wykonaj nasfepujqce czynnosci:
1 Aby rozpoczqé nowy pomiar, nacisnij przycisk Measure blank lub Measure sample.
= Pojawi sig ekran pomiaru (jesli zostat aktywowany).
2 Nacisnij przycisk End direct measurement, aby zatrzymac pomiar i powréci¢ bezposrednio do strony
gtéwnej.
= Poszczegdine wyniki kazdego pomiaru sq podane w menu Results.

5.3.3 Pomiar iloSciowy (Quant)
Aby przeprowadzi¢ bezposredni pomiar ilosciowy, wykonaj nastepujgce czynnosci:
Przygotowanie do pomiaru
1 Przejdz do menu Direct measurement > Method list: Quant.
= Wyswietlone zostaje menu konfiguracji pomiaru.

2 Zdefiniuj parametry pomiaru (pafrz punkt Parameters ponizej) oraz okre$l uzywane wzorce (patrz Defi-
niowanie i wybor wzorcow).

3 Aby utworzy¢ skrét do tego pomiaru bezposredniego na stronie gtéwnej, nacisnij przycisk AddToHome.

= Wyswietlone zostanie menu Shortcut parameters. Wigcej informacji znajduje si¢ w punkcie [Two-
rzenie i obstuga skrotow » strona 26].

4 Nacisnij przycisk Start.
5 Nacisnij przycisk Start.
= Pojawi sig ekran pomiaru.
Uruchamianie pomiaru
1 Umie$¢ kuwete ze $lepq probg w uchwycie.
Nacisnij przycisk Measure blank, aby uruchomi¢ pomiar $lepej préby.
Wyjmij kuwete ze $lepg probg.
UmieS¢ kuwete z pierwszym wzorcem w uchwycie.
Nacisnij przycisk Measure standard, aby uruchomi¢ pomiar wzorca.

o~ W N
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6 Wyjmij kuwete ze wzorcem i powt6rz procedure dla kolejnego wzorca. Liste zdefiniowanych wzorcoéw
mozna w kazdej chwili wyswiefli¢, naciskajqgc przycisk Standards.

= Wykonaj pomiary wszystkich zdefiniowanych wzorcéw, aby ofrzymaé krzywq kalibracyjng.
7 Umies¢ kuwete z probkg w uchwycie.
8 Nacisnij przycisk Measure sample.
Wyswietlanie wynikow
— Po zakonczeniu analizy na ekranie zostanie wySwietlone podsumowanie wynikéw. Mozna fez wySwie-

tlic Spectrum oraz Calibration curve dla przeprowadzonego pomiaru, naciskajgc odpowiednie przyci-
ski.

Dalsze pomiary
= Wszystkie kolejne pomiary sg oparte na tej samej krzywej kalibracji co poprzedni pomiar.
= Aby zdefiniowa¢ nowq krzywa kalibracyjng, zakoncz pomiar bezposredni i uruchom nowy pomiar.

1 Umies¢ kuwete ze Slepq proba lub prébkq w uchwycie i nacisnij odpowiednio przycisk Measure blank
lub Measure sample
= Pomiar zostanie uruchomiony.

2 Nacisnij przycisk End direct measurement, aby zatrzymac pomiar i powrdci¢ bezposrednio do strony
gtownej.

= Poszczegblne wyniki kazdego pomiaru sq podane w menu Results.

5.3.3.1 Definiowanie i wybor wzorcow

Nalezy najpierw zdefiniowa¢ wzorce, kidre zostang uzyte do tworzenia krzywej kalibracyjnej w pomiarze
bezposrednim. Sq one przechowywane w postaci listy w kolejnosci, w kiérej bedq uzyte do pomiaru. Takg
liste mozna zmodyfikowa¢ lub usung¢ zaleznie od potrzeb.

Tworzenie listy wzorcow

1 Nacisnij przycisk Define standards w dolnej czesci ekranu w celu wys$wietlenia i edycji listy wzorcow.

= Uwaga: Ekran jest pusty, jesli nie zdefiniowano jeszcze zadnych wzorcow lub usunigfo wszystkie
wzorce. Lista zawiera tylko zapisane wzorce.

2 Wypetnij pola Standard data zgodnie z opisem w tabeli ponizej.
3 Nacisnij przycisk Save, aby wyswietli¢ zdefiniowang liste wzorcow.
= Jesli w polu Standards to add dodano wigcej niz jeden wzorzec, mozesz teraz edyfowa¢ identyfika-

tor ID oraz stezenie kazdego wzorca, naciskajgc kolejno poszczegoine wzorce. Wzorce zostang
uzyte w kolejnosci, w kidrej sg podane na liscie.

= Nacisnij przycisk Save, aby zapisa¢ zmiany.

Parametry Opis Wartosci
Standards to add | Umozliwia wybor liczby standardéw, kiére majag zosta¢ dodane | 1-30

do listy.
Standard ID Umozliwia zdefiniowanie dowolnego identyfikatora wzorca. Dowolne
Concentration Umozliwia wprowadzenie stezenia wzorca. 0-100 000

Edycja wzorca
1 Nacisnij przycisk Define standards.
= Wyswieflona zostanie Standard list zawierajgca wszystkie wezesniej zdefiniowane wzorce.
2 Nacis$nij wzorzec, kiéry chcesz edyfowac.
= Zostanie wyswietlone okno Standard data.
3 Wykonaj edycje nazwy i stezenia wzorca.
= Nacisnij przycisk Save, aby zapisa¢ zmiany.
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Dodawanie wzorca

= Standard list umozliwia zapisanie maksymalnie 30 wzorcow.
1 Nacisnij przycisk Define standards.
= Wyswietlona zostanie Standard list zawierajgca wszystkie wczesniej zdefiniowane wzorce.
2 Nacisnij przycisk Insert w celu edycji listy.
= Pomiedzy poszczegoinymi wzorcami wySwietlone zostang oznaczenia Insert.
Uwaga: Numery wzorcow na liscie okreslajq kolejno$¢ ich uzycia podczas pomiaru, rozpoczynajqc
odnr1.
3 Nacisnij oznaczenie Insert w migjscu, w kidrym chcesz dodac jeden wzorzec lub wigce;.
= Zosfanie wysSwietlone okno Standard data.
4 Uzupetnij pola danych wzorca zgodnie z opisem powyzej.
= Nacisnij przycisk Save, aby zapisac zmiany.
Usuwanie wzorca
1 Nacisnij przycisk Define standards w dolnej czesci ekranu.
= Wyswietlona zostanie Standard list zawierajgca wszystkie wezesniej zdefiniowane wzorce.
2 Nacisnij wzorzec, kiory chcesz usungc.
= Zostanie wySwietlone okno Standard data.
3 Nacisnij przycisk Delete.
= Wybrane wzorce zostang usunigte z listy.
Aby wyczyscié catq liste wzorcow, nacisnij przycisk Delete all w oknie Standard list.

5.3.4 Aplikacje biomedyczne

Menu Bio applications zawiera wiele powszechnie stosowanych aplikacji biomedycznych. Sq to migdzy in-
nymi jakosciowe i ilosciowe analizy DNA, RNA i biatek, kolorymetryczne oznaczanie biatek, wstepnie skon-

figurowane barwniki, pomiar gesfosci komadrek metodg OD600 oraz kalkulator do obliczania sfezenia oligo-
merdw DNA i RNA. Lista wszystkich aplikacji biomedycznych znajduje si¢ w opisie strukiury menu w punk-

cie Struktura menu.

Ponizej opisano sposéb obliczania masy molowej oligomerow DNA i RNA:
Obliczanie masy molowej oligomeréw DNA i RNA
Masa molowa DNA i RNA jest obliczana w aplikacjach w nastepujacy sposob:

1. DNA (s6l sodowa, przy zatozeniu braku monofosforanu na koncu 5°):
M =An*313,21 + Tn * 304,2 + Cn * 289,18 + Gn * 329,21 - 61,96

2. RNA (dla franskryptu RNA, przy zatozeniu obecnosci monofosforanu na kofcu 57):
M = An * 329,21 + Un * 306,17+ Cn * 305,18 + Gn * 345,21 + 159,0

gdzie

¢ M= masa molowa kwasu nukleinowego w g/mol

¢ An = liczba zasad adeninowych

e Tn = liczba zasad tyminowych

e (Gn = liczba zasad guaninowych

e Cn = liczba zasad cyfozynowych

¢ Un = liczba zasad uracylowych

Wykonywanie bezposredniego pomiaru Bio applications

= Obszerny opis tych aplikacji znajduje si¢ w instrukcji obstugi.
1 Przejdz do menu Direct measurement > Bio applications.

2 Wybierz wymaganq kategorie pomiaru (Biatko, Barwnik biatka, Oznaczanie biatka, Kwas nukleinowy,
Barwnik kwasu nukleinowego, Inne).

3 Wybierz wymagang podkategorig > patrz tabela ponizej.
= Wyswietlone zostaje menu konfiguracji pomiaru.

22 | Obstuga urzgdzenia UV/VIS Excellence



4 Zdefiniuj parametry.
= Opis paramefréw znajduje sie punktach dotyczgcych parametrow ogélinych oraz parametrow dla
wybranej kafegorii aplikacji.
5 Nacisnij przycisk Start, aby uruchomié¢ pomiar.

= Aby utworzy¢ skrét do fego pomiaru bezposredniego na stronie gtéwnej, nacisnij przycisk AddToHo-
me. Wyswietlone zostanie menu Shortcut parameters.

Zobacz takze
Tworzenie i obstuga skrétow » strona 26

5.3.5 Kinetyka
Aby przeprowadzi¢ bezposredni pomiar kinefyczny, wykonaj nastepujace czynnosci:
Przygotowanie do pomiaru
1 Przejdz do menu Direct measurement > Method list: Kinetics.
= \Wyswietlone zostaje menu konfiguracji pomiaru.
2 Podaj parametry pomiaru (patrz parametréw ponizej).
Aby utworzy¢ skrét do fego pomiaru bezposredniego na stronie gtéwnej, nacisnij przycisk AddToHome.

= Wyswietlone zosfanie menu Shortcut parameters. Wigcej informacji na ten temat podano w sekcji
[Tworzenie i obstuga skrotow » strona 26]

4 Naciénij przycisk Start.
= Pojawi sig ekran pomiaru.
Uruchamianie pomiaru
Umies¢ kuwete ze Slepq probg w uchwycie.
Nacisnij przycisk Measure blank, aby uruchomi¢ pomiar $lepej proby.
Wyjmij kuwete ze $lepg probq.
Umies¢ kuwete z probkg w uchwycie.
Naci$nij przycisk Measure sample.
Wyswietlanie wynikow
Na ekranie wykreslana jest w czasie rzeczywistym warto$¢ pomiaru reakcji kinetycznej jako wykres absorp-
cyjnosci w czasie. WySwietlane jest fakze podsumowanie wynikdw, a mianowicie:
¢ vInitl = poczqtkowa szybkos¢ zmiany
o R*(vInit1) = wspdtczynnik zastosowany do okreslenia vinit1
e k1 (250nm) = stata pierwszego rzedu zmiany absorpeyjnosci (dla zera lub dla wybranej dtugosci fali)
o R%(k1) = wspdtczynnik stosowany do okreslenia k1)
1 Nacisnij Results, aby rozciggna¢ prezentacje wynikow prowadzonego pomiaru na caty ekran.
2 Nacisnij Kinetics curve, aby powroci¢ do ekranu przeglgdu wynikéow.
Dalsze pomiary
Aby przeprowadzi¢ kolejne bezposrednie pomiary, wykonaj nastepujgce czynnosci:
1 Aby rozpoczg¢ nowy pomiar, nacisnij przycisk Measure blank lub Measure sample.
= Zostanie wySwietlony ekran Sample data entry.
2 Nacisnij przycisk Start, aby uruchomi¢ pomiar probki.
Nacisnij przycisk End direct measurement, aby zatrzyma¢ pomiar i powrdci¢ bezposrednio do strony
gtownej.
= Wyniki kazdego z pomiaréw sq podane oddzielnie w menu Results.

5.4 Metody

Urzgdzenia UV Excellence umozliwiajg prowadzenie analiz z uzyciem edyfowalnych metod. Metoda sktada
sie z sekwencji funkcji mefody, kidre sq wykonywane kolejno po uruchomieniu danej mefody. Analiza jest
przeprowadzana w czterech krokach.

oA W N =
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« Konfiguracja mefody przez uzytkownika

* Wykonanie pomiaréw

¢ Obliczenie wynikow

« Utworzenie raportu

Aby uprosci¢ skomplikowany etap definiowania parametréw, uzytkownik moze skorzystac ze wstepnie za-
programowanych mefod METTLER TOLEDO, pozwalajgcych na wykonanie pomiaréw czgsto przeprowadza-
nych w réznych laboratoriach. W mefodach METTLER TOLEDO zdefiniowana jest sekwencja funkcji metody
oraz znaczqce wartosci parametréw tych funkeji odpowiednie dla danej aplikacji.

Na podsfawie metod METTLER TOLEDO mozna tez tworzy¢ wiasne metody — urzgdzenie umozliwia zapi-
sanie maksymalnie 50 metod uzytkownika.

W urzqdzeniu wyrézniono nastepujgce typy mefod:

« Fixed wavelength (1)

« Scanning (2)

« Bio applications: Bio fixed wavelength oraz Bio quant (3)

e Quant (4)

« Kinetics (5)

E] Methods LEES
Methods
1 >\ Fixed wavelength ,+’+/ Quae—— 4
te . / o
2 / Scanning Kinetie——— §
7
3 —.;()’L Bio applications

Back

5.4.1 Uruchamianie metod

Tworzenie nowej metody

Nawigacja: Home > Method > typ metody, np. Fixed wavelength

1 Nacisnij New, aby utworzy¢ nowg metode na podstawie szablonu.
= Wyswietlone zostanie okno Configuration funkcji metody.

2 Skonfiguruj metode stosownie do potrzeb.
= Patrz sekcja Configuration ponizej.

3 Nacisnij OK.

4 Zdefiniuj wszystkie stosowne parametry nowej metody.

5 Nacisnij Save.

Mozna tez wstawi¢ dodatkowe funkcje metody pomigdzy standardowymi funkcjami mefody. Jest fo mozliwe
na efapie tworzenia nowej metfody lub przez edycje istniejgcej metody:

1 Wybierz kolejno Method > typ metfody, np. Fixed wavelength.

2 Wybierz metode do edycji lub utwérz nowg metfode.

3 Nacisnij Insert.
= Pomiedzy kolejnymi funkcjami mefody wy$wietlane sq niebieskie oznaczenia.

4 Naciénij oznaczenie Insert w miejscu, w kidrym chcesz wstawi¢ dodatkowq funkcje metody.
= Wyswietlone zostaje okno Method function zawierajqce liste mozliwych funkcji metody.
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Nacisnij funkcje metody, kiérqg chcesz wstawi¢ (np. Instruction).
Zdefiniuj parametry mefody.

Nacisnij OK.

Nacisnij Save.

Uruchamianie metody METTLER TOLEDO
Nawigacja: Home > Method > typ metody, np. Fixed wavelength
1 Wybierz kolejno Method > typ metody, np. Fixed wavelength.
2 Wybierz wsfepnie zaprogramowang mefode METTLER TOLEDO.
= Nacisnij Start, aby uruchomi¢ analize.
= We wszystkich metodach METTLER TOLEDO auforem metody jest ,METTLER TOLEDO".
Modyfikacja metod METTLER TOLEDO
1 Wybierz kolejno Method > typ metody, np. Fixed wavelength.
2 \Wybierz wstgpnie zaprogramowang mefode METTLER TOLEDO.

3 Nacisnij Title.

= Wyswietlone zosfanie okno Title funkcji mefody.
4 Zmien usfawienie parametru Method ID na wiasny identyfikator zdefiniowany przez uzytkownika.
= Wpisz nowy identyfikator mefody i nacisnij OK.
5 Wykonaj edycje ustawien parametrow stosownie do potrzeb (pairz punkt Tworzenie nowej metody po-

wyzej).

6 Nacisnij Save, aby zapisa¢ metode.
= Nacisnij Start, aby uruchomi¢ analize.

Zobacz takze

Konfiguracja » strona 25

5.4.2 Konfiguracja

Parametry Opis Wartosci
Multiple determi- | Umozliwia okresSlenie, czy dana metoda ma stuzy¢ do pomiaru | Active | Inactive
nation jednej czy wielu probek.
Multiple determi- | Umozliwia okreslenie, czy liczba prébek po uruchomieniu me- | Fixed number of sam-
nation mode fody jest stata, czy tez podczas pomiaru mozna dodawaé ko- | ples | Open number of
lejne prébki. samples
Dostepny tylko w przypadku aktywnej opcji Multiple determi-
nation.
Measurement Umozliwia wybor sposobu podania probki — podsfawki do po-| Micro volume platform |
cell miaru na kroplach lub uchwytu kuwety 1 cm. Cuvette
Measurement Umozliwia okreslenie czasu frwania pomiaru $lepej proby, 1-1000
duration probki i wzorca.
Aufomation Umozliwia okre$lenie urzqdzenia do aufomatycznego pobiera- | Dostepne urzgdzenia
nia prébek stosowanego w metodzie. do automatycznego
pobierania probek

UVNIS Excellence
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Path length

Umozliwia okreslenie dtugosci Sciezki pomiaru w [cm].

Jesli wybrano opcje Cuvette, uzytkownik musi recznie wprowa-
dzi¢ dtugos¢ sciezki pomiaru.

W przypadku wyboru opcji Micro volume platform dtugosc
Sciezki jest ustawiana mechanicznie w nastgpujgcy sposob:
Automatic: Pomiary sq wykonywane zaréwno dla dtugiej, jak i
dla krotkiej Sciezki.

Short: Pomiary sg wykonywane dla krotkiej Sciezki.

Long: Pomiary sqg wykonywane dla dtugiej Sciezki.

Dtugos$¢ Sciezki dla Cu-
vette:

0,001-1 [cm]

Dtugos$¢ Sciezki dla Mi-
cro volume platform:
Short | Long | Automa-
fic

1

Kinetics Interval
2

ru kinetycznego. Odstep musi by¢ nie wigkszy niz czas frwania
pomiaru. Moze sie wydarzy¢ sytuacja, w kiérej faktyczny od-
step czasu przekroczy odstep okreslony przez uzytkownika, np.
zmiana kuwet przy pracy z pompq FillPalMini oraz czas po-
miaru razem wzigte przekroczq okreslony odstep czasu. W ta-
kim przypadku nastgpny pomiar jest dokonywany fak szybko
jak fo mozliwe.

Tylko dla Metody > Kinetics.

Kinefics stages | Poda¢ liczbe faz pomiaru kinetycznego o réznych czasach 112
frwania i odstgpach.
Tylko dla Metody > Kinetics.
Kinefics time unit| Podaé jednostke czasu stosowanq do czasu trwania, odstepu |s | min
0raz czasu oceny.
Tylko dla Metody > Kinetics.
Kinefics duration | Poda¢ czas frwania fazy, w kiorej w okreslonych odstepach 1...500
1 czasu wykonywane sq pomiary. tgczna liczba punkiow da-
Kinetics duration | Nveh zbieranych dia dowolnej reakcji kinefycznej nie moze
2 przekroczy¢ 2000.
Tylko dla Metody > Kinetics.
Kinefics inferval | Poda¢ odstep czasu pomigdzy punkiami pomiarowymi pomia- | 1...10000

Color

Umozliwia okreslenie, czy kolory mozna oblicza¢ w funkcji me-
tody Calculation.

Active | Inactive

Observer

Reakcja chromatyczna obserwatoréw (2° CIE 1931; 10° CIE
1964) jest okreslana przez zestawy trzech funkcji dopasowa-
nia koloréw. Opisujg one czuto$¢ widmowaq trzech réznych de-
tektorow Swiatta.

2°110°

llluminant

Zrédta $wiatta to rozktady mocy widmowej teoretycznych zrédet
Swiatta. Méwigc prosciej: widma emisji réznych zrodet Swiatta.
Te widma sq dostepne w CIE. Zrédto $wiatta A nasladuje wol-
framowg lampe zarowq, C nasladuje $wiatto dzienne, seria D
to rowniez przyblizenia Swiatta dziennego, gdzie warto$¢ D to
jedna setna CCT (skorelowana femperatura barwowa) lub tem-
peratura promiennika Plancka.

A1CID501D55 I
D65 | D75

5.5 Tworzenie i obstuga skrétéw

Shortcuts One-Click™ umozliwiajg bezposrednie uruchomienie pomiaréw oraz wykonanie fesfow wydajno-
Sci i obstugi recznej bez koniecznosci wyboru wymaganego zadania z menu Methods, Direct measure-
ment lub Tests & Manual.

« Shortcuts mozna tworzy¢ dla metod, pomiaréw bezposrednich, testow wydajnosci (CertiRef) oraz ob-
stugi recznej modutéw automatycznych.
e Za pomocq skrétu posredniego One-Click™ (1) mozna otworzy¢ okno uruchamiania zadania bezpo-
Srednio z ekranu gtéwnego.
e Za pomocq skrotu bezposredniego One-Click™ (2) mozna uruchomi¢ zadanie bezposrednio z ekranu

gtéwnego.

Obstuga urzqdzenia
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« Na ekranie gtéwnym mozna zapisa¢ maksymalnie 24 skroty.

e 0Osoby z grup uzytkownikow Technician, Expert lub Administrator mogq zarzqdza¢ utworzonymi przez
siebie skrotami.

—1
aSkancwanie J m Bradford Ja Pump J
measurement

= & &

» Skanowanie J » Bradford J » Pump J

e data —
Tworzenie skrétu do metody

1 Przejdz do menu Methods i wybierz kafegorie metod.

2 Utworz nowq metode (New) lub wybierz istniejgcq metode z listy.
3 Nacisnij Start.

= Zostanie wy$wietlone okno dialogowe dotyczqce analizy. W oknie fym mozna zmienia¢ niekiére pa-
ramefry i dodawaé informacje do metody. Wprowadzone zmiany nie zosfang zapisane w skrétach!

= Wyjatek: W przypadku pomiaréw typu Quant i Bio quant zapisywane sq paramefry Use previous
calibration oraz Omit sample measurement.

Nacisnij AddToHome, aby utworzy¢ skrot.
Zdefiniuj parametry skrétu.

Nacisnij Save.

Skrot zostanie umieszczony na sfronie gtowne;.
Tworzenie skrétu do pomiaru bezposredniego

g o o s

= Opis fen réwniez dotyczy obstugi recznej i testow wydajnosci.
Przejdz do menu Direct measurement i wybierz typ analizy, ktéry chcesz wykonac.
Skonfiguruj parametry pomiaru stosownie do pofrzeb.
Nacisnij przycisk AddToHome, aby utworzy¢ skrot.

Zdefiniuj parametry skrotu.

Nacisnij przycisk Save.

Skrot zostanie wysSwietlony na stronie gtowne;.

Usuwanie skrétu

1 Wybierz kolejno Setup > User settings > Shortcuts.

2 \Wybierz z listy skrét do usunigcia.

3 Nacisnij przycisk Delete.

= Skrét zostanie usunigty.

Modyfikacja parametrow skrétu

1 Wybierz kolejno Setup > User settings > Shortcuts.

2 \Wybierz z listy skrét do modyfikacji.

3 Zmien parametry.

4 Nacisnij przycisk Save.

= Nowe parametry skrétu zostang zapisane.

g oA wN —
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Zmiana parametréw pomiarowych

Parametry pomiarowe mozna zmieni¢ tylko w przypadku skrétéw posrednich. Zmiany parametréw pomiaro-
wych sq realizowane, ale nie sq zapisywane w skrocie. Jedyne wyjqtki fo zmiany parameiréw Use previous
calibration oraz Omit sample measurement w mefodach Quant i Bio quant, kiére sq zapisywane w skro-

cle.

W celu trwatej zmiany parametréw pomiarowych skrotu konieczne jest utworzenie nowego skrotu.

5.5.1 Parametry

Parametry Opis Wartosci
Type Opisuje typ tworzonego skrétu. Testy i obstuga reczna |
Metoda | Pomiar bez-
posredni
Description Umozliwia sporzgdzenie opisu skrotu, kiéry zostanie wyswietlo-| Dowolnie
ny na stronie gtéwnej.
Immediate start | Nacisnigcie skrétu z opcjo Immediate start powoduje przejscie | Tak | Nie

do odpowiedniego ekranu online bez dalszych monitéw. Nastq-
pi to pod warunkiem, ze:
o dostepne sq zasoby;

« paramefr ,Pokaz zgdane zasoby przy starcie” nie jest wy-
brany;

« walidacja zostata zaliczona.

Homescreen po-
sition

Umozliwia wybor miejsca na ekranie gtownym, w kiérym ma
zosta¢ umieszczony Skrot.

Pozycja 1-24

Created by

Wskazuje, ktory uzytkownik utworzyt skrét. Nie ma mozliwosci
edycji fego parametru.

Obstuga urzqdzenia

UVNVIS Excellence



6 Utrzymanie i konserwacja

W tym rozdziale opisano czynnosci, kidre uzytkownik powinien wykonywa¢ w ramach konserwacji urzg-
dzenia. Wszelkie inne czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez technikow serwisowych
przeszkolonych przez METTLER TOLEDO.

Nie nalezy otwiera¢ obudowy urzgdzenia — nie ma w niej zadnych czesci do konserwacji, naprawy ani
wymiany przez uzytkownika. W przypadku wystgpienia probleméw z urzgdzeniem nalezy sie skontaktowaé
z autoryzowanym dealerem lub przedstawicielem serwisu METTLER TOLEDO .

METTLER TOLEDO zaleca przeprowadzanie przeglagdow okresowych i certyfikacji kalibracji co najmniej raz
do roku z pomocg lokalnego przedstawiciela lub serwisu METTLER TOLEDO METTLER TOLEDO .

» pl.mt.com/contact

6.1 Czyszczenie uchwytu kuwety 1 cm

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie pokrywy podstawki do pomiaru na kroplach podczas czyszczenia!

Zamknieta pokrywa podstawki do pomiaru na kroplach ulegnie zarysowaniu podczas podno-

szenia metalowej ptyty ostonowej w celu oczyszczenia uchwytu kuwety 1 cm.

— Przed zdjeciem ptyty ostonowej nalezy zawsze otworzyé pokrywe podstawki do pomiaru
na kroplach.

Tacka ociekowa uchwytu kuwety 1 cm musi byé czyszczona i osuszana w odpowiednich odstgpach czaso-
wych.

1 Otworz pokrywe podstawki do pomiaréw na kroplach.

2 Ostroznie podnie$ pokrywe urzgdzenia od tylnej stro-
ny.

3 Pociggnij pokrywe od przedniej strony, aby zdjaé jq z
urzgdzenia.
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4 Podnie$ uchwyt kuwety 1 cm i obré¢ go w lewo, aby

odblokowa¢ jego mocowanie w urzqdzeniu (ok.

45°).

Wyjmij uchwyt kuwety 1 cm.

= Oczy$¢ uchwyt kuwety za pomocg odpowiedniej
szmatki niepozostawiajgcej wiokien i wody dejonizo-
wanej. W razie potrzeby oczyS¢ uchwyt etanolem.

o

6 Osusz i oczysc tacke ociekowq za pomocq odpo-
wiedniej szmatki niepozostawiajgcej widkien zwilzo-
nej wodg dejonizowanq. W razie potrzeby przefrze¢
etanolem.

Uwaga

« Zamontowa¢ ponownie elementy, wykonujgc wyzej
opisane czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

« Mata strzatka na uchwycie kuwety wskazujgca kieru-
nek wigzki Swiafta powinna by¢ skierowana do tytu.

6.2 Czyszczenie podstawki do pomiaru na kroplach

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie podczas czyszczenia podstawki do pomiaru na kroplach!

Do czyszczenia elementéw urzgdzenia nigdy nie wolno uzywa¢ defergentéw z czgstkami
Sciernymi.

Podstawki do pomiaréw na kroplach cieczy nie nalezy zanurza¢ w wodzie ani roztworach
czyszezqeych.

Podstawke do pomiaréw na kroplach cieczy nalezy po kazdym pomiarze wyciera¢ chusteczkg optyczng
niepozostawiajqcqg wiokien, co zapobiega btedom pomiardw.

Podstawke nalezy doktadniej wyciera¢ po zakonczeniu kazdej serii pomiarow.

1 Otworz pokrywe podstawki do pomiaréw na kroplach.
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2 Podstawke do pomiaréw na kroplach nalezy wytrze¢
do czysta odpowiednig chusteczkq optyczng niepozo-
sfawiajgcg widkien zmoczong wodg destylowang.

3 Analogicznie nalezy wytrze¢ element pomiarowy
umieszczony w pokrywie.

= W razie fakiej koniecznosci czyszczenie nalezy prze-
prowadzi¢ z uzyciem izopropanolu klasy spekirosko-
powej, po czym przetrze¢ do sucha chusteczkq
optycznq niepozostawiajgcq widkien.

6.3 Czyszczenie kuwety

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia biurety wskutek czyszczenia niewtasciwg metodq!

Kuwety moga by¢ zarysowane bqdz uszkodzone wskutek dziatania wysokiej temperatury lub

drgan.

1 Do czyszczenia kuwet nalezy uzywac wytgeznie chusteczek optycznych bez zawartosci
wiokien drzewnych, aby zapobiec rysowaniu powierzchni optycznej elementu pomiarowe-
go.

2 Kuwet nie nalezy czysci¢ przy pomocy ultradzwigkowych kapieli czyszczqcych.

3 Kuwet szklanych nie nalezy podgrzewaé powyzej 35°C.

4 Kuwet kwarcowych nie nalezy podgrzewa¢ powyzej 60°C.

Czyszczenie wnetrza kuwety

1 Podczas czyszczenia trzymaj kuwete za jej strone nieprzezroczystq, kiéra nie jest uzywana do pomia-
row.

2 Przeptucz kuwete pod cieptq biezqcg wodg.

Przeptucz wnetrze kuwety wodg dejonizowang lub wodq ultraczystq.

4 Jesli kuweta jest nadal zanieczyszczona, zasfosuj odpowiedni roztwér czyszczqcey do elementéw
optycznych, przestrzegajqc instrukcji jego dosfawcy.

Czyszczenie zewnetrznej strony kuwety

1 Podczas czyszczenia frzymaj kuwetfe za jej strone nieprzezroczystq, kiora nie jest uzywana do pomia-
row.

2 Przeczy$¢ zewnetrzng strone kuwety, zwilzajgc jg izopropanolem klasy spekiroskopowej i przecierajgc
ruchami pionowymi na catej wysokosci kuwety chusteczkg optyczng.

3 Przetrzyj kuwete na catej wysokosSci ruchami pionowymi, uzywajgc suchej chusteczki optycznej.

Uwaga

e Kuwely nalezy przechowywac w ich oryginalnych opakowaniach lub w odpowiednim pojemniku na ku-

wety.
6.4 Czyszczenie obudowy

w

NOTYFIKACJA

Woda moze spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia!

To urzgdzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie si¢ do wnetrza urzqdzenia wody lub in-
nych cieczy moze spowodowa¢ jego uszkodzenie.

1 Urzgdzenia nie wolno zanurzag.
2 Wszelkie rozlewy cieczy nalezy usuwac.

Obudowa jest wykonana z polipropylenu z powtokg (PP). Jest fo materiat wrazliwy na niektore kwasy i roz-
puszczalniki organiczne, takie jak foluen, ksylen czy kefon metyloetylowy (MEK).

UVNVIS Excellence Utrzymanie i konserwacja | 31



— Obudowe urzqdzenia nalezy czyscic¢ przy uzyciu migkkiej Sciereczki zwilzonej wodg. W razie koniecz-
nosci mozna zastosowa¢ alkohol efylowy lub izopropanol.

6.5 Transport urzgdzenia

W przypadku jakichkolwiek pytan dotyczgcych fransportu urzgdzenia prosimy o kontakt z auforyzowanym
dealerem lub przedstawicielem serwisu METTLER TOLEDO .

» pl.mt.com/contact

\Wytqcz urzgdzenie.

Odtqcz urzgdzenie od zasilania.

Usun wszystkie kuwety.

Odtqcz i wymontuj z urzgdzenia wszystkie akcesoria.
Oczys$¢ urzadzenie.

Otworz ramig mikroobjetosciowe (4).

Aby zabezpieczy¢ lustro (3) ramienia mikroobjeto-
Sciowego, umies¢ podktadke (2) na platformie mikro-
objetosciowej (1).

8 Zamknij ramig mikroobjefosciowe (4).

~N o o WwN =

9 Uzyj przewodu (1) do zabezpieczenia ramienia mi-
kroobjefosciowego.

10 W przypadku transportowania spekirofotometru na du-
2q odlegtos¢ uzyj oryginalnego opakowania.

11 Podczas transportu spekirofofometr musi by¢ w pozy-
cji pionowe;j.
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7 Utylizacja

Zgodnie z dyrektywq europejska 2012/19/EU dotyczqcq zuzytego sprzetu elekirycznego i
elekironicznego (WEEE) urzgdzenia nie nalezy wyrzucaé razem z odpadami komunalny-
mi. Dotyczy to takze panstw spoza Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa obowig-
zujgeymi na ich terytorium.

Prosimy o utylizacje niniejszego produkiu zgodnie z lokalnymi uregulowaniami prawnymi: | |
w punkitach zbiorki urzqdzen elekirycznych i elekironicznych. W razie pytan prosimy o
kontakt z odpowiednim urzedem lub dystrybutorem, ktory dostarczyt niniejsze urzgdzenie.
Jesli urzgdzenie fo zostanie przekazane stronie trzeciej (do uzytku prywatnego lub firmo-
wego), nalezy réwniez przekazac niniejsze zobowigzanie.

Dzigkujemy za Panstwa wktad w ochrone Srodowiska.
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8

Dane techniczne

8.1 Spektrofotometr

8.2

Moc znamionowa zasilacza AC | Napigcie sieciowe 100-240V ~ £10 %
Czestotliwosc wejsciowa 50-60 Hz
Prgd wejsciowy 0,8A
Napiecie wyjsciowe 24\ =
Prad wyjsciowy 1,256 A
Moc znamionowa urzgdzenia| Napiecie wejsciowe 24\ =
Prgd wejsciowy 0,9A
Wymiary | Szeroko$¢ 208 mm
(bez terminala) Giehokose 255 mm
Wysoko$¢ 217 mm
Masa| Masa urzqdzenia z terminalem 7,2 kg

Materiaty

Obudowa

Powlekany polipropylen

Platforma mikroobjetosciowa

Szkto kwarcowe Heraeus Suprasil

Ramig mikroobjefosciowe

Tworzywo epoksydowe Epoxi EP
220 Heraeus Suprasil

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

5°C-40 °C

Temperatura otoczenia zalecana
do utrzymania parametrow pracy

20°C-25°C

Wilgotnos$¢ wzgledna

Maks. 80% (bez kondensacii) przy
31°C, liniowo zmniejszajgca si¢ do
50% przy 40°C

Kategoria przepigciowa

Klasa Il

Stopien zanieczyszczenia

2

Zakres zastosowan

Tylko do uzytku w pomieszcze-
niach

Maks. eksploatacyjna wysokos¢
n.p.m.

Do 2000 m

Pomiar

Dtugosé fali

Konfiguracja optyczna

Technologia pojedynczej wigzki
FastTrack™

Optyka Spekirograf siatkowy z korekcjg
aberracji wspotptaszczyznowych
Siatka Wklesta siatka holograficzna

Zrodto $wiatta

Lampa btyskowa ksenonowa o
pracy impulsowej

Detektor Detektor z matrycq CCD, 2048 pik-
seli

Zakres pomiarowy 190-1100 nm

Doktadno$¢ (holm) <+1,0nm

Dane pomiarowe

Predkosci zbierania danych

1 s (najszybsza) — 10 s (maksy-
malna); 5 s (fypowa)

Odstep pomiarow

0,2 nm

Tryby rzednych

Bezwzgledny, %T
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Parametry fotometryczne| Wyswietlany zakres -0,3-5,0A
Doktadnosé < £0,01 A (dwuchromian potasu,
metoda Ph. Eur./USP)
Swiatto rozproszone przy 198 nm (chlorek potasu) >1,7A
Rozdzielczo$é| Bezwzgledny stosunek foluenu do |> 1,7
heksanu
8.3 Terminal
Wymiary| Szeroko$¢ 194 mm
Gtgbokos¢ 129,5 mm
\Wysokos¢ 56,7 mm
Masa 638,4 g
Regulacja kgta| Mechaniczna 2-stopniowa
Materiaty| Obudowa gérna EN ZL-ZnAl4Cul (EN ZI-0410)
Obudowa dolna Tworzywo Crastin SO653
Ostona szklana Szkto hartowane Gorilla Glass
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HHBE 24 V=
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FENEME WABE 24 V=
BN 0.9A
Rt |%E 208 mm
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EE OoMERENNEE 7.2 kg
B 4 RERAE
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a6
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Setup
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Quant calibrations

User settings

Language

Screen

Audio signal

StatusLight

Shortcuts

Keyboards

Dyes & Values
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Hardware
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Peripherals

Printer

Data export

Network settings

Network storage

PC settings
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USB stick
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Auxiliary instrument
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Date/Time
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Users
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StantS =2 SE 2 AlEStAIR
= Measure blankS +&ucl.
ZHo| 2= FUS R0 2 o] TAAZA RS MASH F A3 dFAAL.
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5.3

5.3.1

o X}Z/21 path length S 2] A 3-5 Lo MEg Tlo|HESIAAIL,
fo

H2 3o 42 22 1-3 L0 4ES HolHYHUAL,

Ct& AletE gt

B oto|3 2 Fuf Z24E MA » 29 H 0| X]

SR

Y EH2 0 AMEE oo e S WS MIFHCHL S 24 2 E Ti2to|HE W
2l 7AYo A2n] AY ZH-of| et A& 0| MEHE|M OneClick Tt 7|2 MEE = A& CL O]
F Z oM THX| St e EEloE EHE AZE = ASHCH A FHE 2 o XASHE
olgg = &t

= 3tHA StartS T2 OfX|H 2 ZHE T A1 S L5t M AEfollM 242 AIF}
g ASF U

oM 2N o st ol chst XiMSE HEE geld 5= ASFH ot

Fixed wavelength

FIHH oz 2 EHE sHste{H Cf S HAHE madA2.

1 MZ2 53 S Al=Hst7| 2/sH Measure blank 5= Measure sampleS +& L Ch.
= Spectrum 3t 0| LtEHE L CHEHASHE A4 9).

2 End direct measurementE T2 Stet F SHo 2 HEE oz Ct

= Zt £F Z b= Results ol 7ol JHEXH o2 LIA E U ot
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blank & +=#

= blank &Ho| E0] U= 78 =H|

= blank £ =38l

1 blank So] ZEE FHS FH = A

2 Measure blank (1)S =21 blank &8 Al=tgt IEF.
Blank 20| £0{ U= TS MAFICH
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=2

>

o 12
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o

[E@ FW / Direct measurement

msggu‘:grignt Spectrum Measure bI Measure sal T‘
1 2
ME £33}
= MEZ2 FHg Zo|Ec
1 MBS 7Y ECio st

Measure sample = T &L CHE 222 2).
3 Sample ID & Sumpl e dataS @ gt
sietste 22 stoo| LiEfLto] M of 2t et ct o & S04, Dilution factor %!

ot |

Correction factor % U E 5 AFHCH
4 Start 2 =2 ME FH S AIEFEUCH
3 A F
= J|7| AlE
= MES Zd|stn FEIe MAE O

1 Direct measurement > Fixed wavelengthZ 0| S &tL|C},
= & 74 o7t vt
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|:| Fixed wavelength LESS

Sample ID entry ‘Fixed
Sample ID BLUE
Path length ‘1 0cm
Unit ‘A
Number of wavelengths ‘1
Wavelength 1 ‘250 nm

AddToHome

ot 7|

= SpectrumS =2
&3t E{x|A3BlS

o2[AL =E

gLt

1 RRAIS| HEE A 2y
Al et
2 H3o olE2 x[xi Sl2{md o X ot x| m{DAto|AM &2t 2 Z A T2 o}
= IZof olg8 XY = AT E s HMI} HEHS U
3 Results & Specrrum HES MatsiniA otz Solzh ot
= 2zt £ Z1}= Results o 7ol JHEA o2 LIAE0] 7| chAloll M A4St 5=
> 2t MES WS Fof 205 £ 5 ASH L
(] FW / Direct measurement Task O
Al (250 nm)
0.11333 A
nggueierricetnt Spectrum Measure blank Measure sal ?

5.3.2 Scanning
ES L IRSES|
3™ &=H|
1 Direct measurement > Scanning= 0| S &L},

= 53 74 w7t L=

2 &3 nj2to|e{ & M™gcote otato|g F=x).
3 Z3tHof o] Ay FHof| thst tHE7|E MM sta{ T AddToHomeS +&LICt.
= Shortcut parameters M7} G2l Ch XpAMSH HE = [EH57] M4 9
=2,
18 | 77| &=

F=» 26 mo|X]2
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4 StartS TEUCh
£3 slHo| Lttt
(]

1 BlankE 78 &0 of &gt

2 Measure blank2 =21 blank S S A|=tghC},
3 BlankE M A& C}

4 MES 7Y ECo AdEch

5

Measure sampleS +& L},

= Sample ID %! Sample datas 2 &t siiEtet= Z0l|Tt o] 3tEHO| LiEtLto] A& off
2} e gt
Zxt 27|

= EAMo| BuiH 332 £3 2| spectrum ! Peak 2t S EA| gL CH
Maximize spectrumE =21 M| stHof| 22 AHEZYS FUICH XA5| EaiH AHER AHF
AtEHOlM F £712t 2 ALS 5] Al AT RIS 28 2| AL ZEAIZL )
= Minimize spectrumsS =2 Z 1} stHo 2 Fofzfct,
2 PedktableE =2 ™A I3 E FLIct
= BackE =2{ 2o} stHoz Fofztuch
= Zt 5% Z I} Results 7ol JHE Ao =2 LIA Ll

FIR R MY £ g st Chg TAlE maHAIL

1 MZ2 53 S Alztst7| 2/5H Measure blank === Measure sampleS +&ULICH
= &3 stHo| LEPEHCh(EMSHE E2).

2 End direct measurementS +2H SEHet F SHO R HEE ZolZtH

= 2t £ Z 1= Results ofl 7ol JHH M o= LA E Lt

5.3.3 Quant

1 Direct measurement > Method list: QuantZ O| =&t C}.
= & 74 o772t vt

2 &3 ntetole{E M sta(otz Parameters & x) EFES MY ELICH (2F =& dolstn
/.\jE—‘.‘E.“—I ch &=x)

2{™ AddToHomeZ TELcl
Shortcut parameters 0|7} D &IL(CE XtM[SE HE = [GHE57| MM 2L FF » 25 HO|X|]2
ZESIAAIL.

Start2 TELICh

StartS T&UCh

=2 ZX stuo| LIEH L},
3 A F
BlankE 78! =0l & dgtuct.
Measure blankS =21 blank 32 A|&t&t cl,
BlankE H|A &fLict
Hein #F 22 S 74l 0o gl

H W N =

o
o
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5 Measure standard= =2 & =& S S AMZELCt
EE 2SS MAStD Chg 2F S22 EAE ghEgUch Standards HES =2 X EX]
HolEl 2F 22 55 2  UFUcCh
= Zz|Eao|M TS HY| ol MoE 2E & =2 S FCh

7 MEEZ 7Y =2Ho Aot

8 Measure sampleS FSLIct

Znt 27|

- 240| BuH 3lHe @okE A E FEAIZUCE £t 2 HES =2 53 2| Spectrum X
Calibration curveS = = A& Ch

7t 5%
- 2E M2 S oM SUs Balzaol
= MES ZAE|E q

=
1 Blank/AMZ S 78l ol A+2!5t 17 Measure blank === Measure sample2 + 5L ch.
2 A

2 End direct measurementE T2 SEISt F StHOZ HEZ Fotztdct
= Zt £ Z1l= Results ol 7ol JHE XM o2 LA E L)
53.3.1 =& X2 Ho|st MeEHFL|C.
AE ZH™oM ZelEeo|d FMo| AISE EF 2ES M Molslof guch EX™of| AISE B
Z 288 =MUZ S2o MFEggHCh 220 2t o] 252 AL A E 5= UAFLICh
EFESHSE MM
EF 22 558 21 HElsta{ ™ stttk HHE Define standardsE &L Ct.
o I EZE SZ0| Mo X LUAL ZE EF EZ0| AME AR o] sHe H|o] JUH
Hch M&E & 229 o] SZolM e L CL
2 ofef #oflAf HAHEt i Standard data Z =5 2 FfLct
3 Savest MolEl BE & 552 41 Ut
= Standards to add Z =0i|A| 5L} o|&te| EFE 2Z FIIE MEISHE R SMUZ ZHES
S =2 ID Y SEE HEE 5 UAFHCHL FE HEIHE =AMO0Z EF 2E0|

AtESE Aot

= Saves =2 #1G Atets MEELIC

utato| g Mgy 3
Standards fo add | =5 0f| F71& E&F 2 HEE MEiFHCt 1...30
Standard 1D EZE S8l it 2o IDE FHelgct e
Concenfration | EZE =2&e| 55 LHFLCt 0...100,000

— o = x| o
EEEY A

1 Define standards2 +SLIC}.
= O|Xof| HeolHl =& ZF =& 1t &7/ Standard listo| LIEFEHL T}

2 HEslm A ZF EZE TEAAR
= Standard data 0| € &/L{C},

3 BE 229 0|8 ¥ SEE HEEHCH

= Saves =2{ H4 AHES MAF L
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5.3.4

EEEH F
Standard listol| A =[CH 30712 E&F =22 S MAE £ JUFLICH

—

Define standardsS +&LIC}.

2 Inserts =8 55 HWE &L
= 2t 5% 2% Ao|ol| Insert Ef 17} L}EFL T}
o £ Tof e =M SE0l e X 1S AFez FFEEZ Xtz Held
Lck..
3 siLtolael Mz & S2S FII6t A2 Xof Insert Ef 15 F&LICH
= Standard data 20| €21}
4 oM Modst oz EF 22 dlo|g 2=8 = §tct
= SaveS =2 HA AL S MAFLCH
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uio|2 o ZEz|7H0| M

Loty oz M= Chfeh ™ ntst o %EI?HOI 2 Bio applications' 0|70l A =tolet 4= &
LIt 0f7[oll= DNA, RNA 3 e Elo| o 5l Mk 24, Ay chifd B4 ALY T E d=, M

2 =& 0D 600 12|11 DNA X RNA oligos &= é’g% 213t oligos A&t 0] EEFE Lot ® A stol
2 o{Ze/Ao|M FER ollw 7= MY 2.*?_'3 T AFHCH olw FEE FxSAIR.

DNA % RNA oligos = Z!2F A& ofzlol| A A g ct,
DNA % RNA oligos & = 2F 7|4
DNA % RNA 2 222 Chg ofZ2|A0|Mof| w2t Aldte 5 AF LI
1. DNA(LIEEH, b-aelatedo] gicta 74y):
M = An*313.21+Tn*304.2+Cn*289.18+6n*329.21-61.96
2. RNARRNA 78 HER, 5-2Ql4ardo]l gict 7HA):
M = An*329.21+Un*306.17+Cn*305.18+6n*345.21+159.0

017]of| A
o M= sfitol 2X} E 2k (g/mol)
e An=OfHl 7| =

. Tn=Elnler $

. Gn=Tord @7 %
. Cn=AEA F7 &
. Un=RaH @7 &

st7

ooln

Bio applications =& X 5=
= olz{st ofE/Alo|Me ZENoZ MYste &E MHME FZSIMAIL.
1 Direct measurement > Bio applications=2 0| S &tL{C

2 EF sie|1nE|E MESINA| (TR, chul sl

&, e Y=, EHHE 24, L A =, J[E.
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3 S 5kl ZhEln2] ME] > ofelof s HE XA
= £ 74 ol SEvct

4 IL|-E|»EI|E-|§ A-lJH%I—L“:L
= mjElolH dHS 2a{d et ni2tole| 9 2t2ko] of Z2lF|o|d FHE| 2| S FESHYAI

to

5 sran% =2 S AR gt
= & 3tHol o] 2 ZX™of chst tt&7| 5 MM 5t2{ 2 AddToHomeS +& LI Ct. Shorteut
parameters o7+ F &L Ch.
Ctg Atetg ogtct
B oE7| MM L FF ) 25 Ho|X]|
5.3.5 Kinetics
kinetic 2% £&g +dsta{H ctZ Al

&3 2|

HEPINE=Y

i

1 Direct measurement > Method list: KineticsZ 0| S gL},
= 53 74 w7t =&
£ mlelo|e{ & ™ gucholzl otatol &=x).
3 EstHof o] AY EFof| thst £HE7|E M A5t AddToHomeS +&LICt.
= Shortcut parameters w7} & LCEH XMSH HE = [HE7| MM 2 FF » 25 H0|X[]
MM S BZFIMAI2.
4 Startg TEUCh
= &3 stHo| LEFE L
3 A=
BlankE 8! ol &l gulct
Measure blankS =21 blank S8 A|=gtL|Ch
BlankS | &Lt
MEg 7yl EHof Arlghd ot
Measure sampleS +&L|C}.
I 271
58 A2 =2 A gAEHE Kinetic BHS ol et S X S A& o} ch2 3t 2o
oko| FAIE U

N

]
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il

b
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m\]lopm,l.(rl-b(pl\)—'

=)
2
2

vinit1 = initial rate

R?(vInit1) = coefficient of defermination for vinit1

k1 (250nm) = first order absorbance rafe constant (at the zero or first order rate constant at the chosen
wavelength)

o R%(k1) = coefficient of determination of k1)

1 ResulisE =2 TA| stedoll 22 SX £ ALHE FLch

2 Kinetics curves =2{ 21t slH S 2 Fofzh ot

£t 54

1Moz NN HHS £ YU S SIS G2 YA,

1 M2 5H e Al=tst7| 215l Measure blank E== Measure sampleS +& L C}.
= Sample data entry 0| LIEREL| T}
2 Strts =2 ME ™S AlEEUCh
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3 End direct measurement=S +=2M SCH5tT £ SH O Z HlZ FojztL(ch
= Zt 53 ZI}= Results ol 7ol 7HE X o2 LIAE Lo}

54 2MH
UV excellence 7| 7|0[A HE 7tsct 2MH S ALSSH 242 Adlie = ASFLCH 2AHE 24
ol Mg mf dEoz Aldlsls 23| EMY g2 FHEUCH 24 Ade Wl ez 7
AEch
o Al2Xlof| o5t EM8 7N
- E¥ Ms
o D} AA
o HIIAM MM
ojztolefe| S&EE z|Aststy| @6l 717 = cl2 Ag Ao et oz sdlste SH S ¢
St AFY =2 722 METTLER TOLEDO 241 S MSgtuct HEs B2z 2AHS S ofE
2|7o|dol| XMetst mE M9 st=o| ml2to|E 2 sl 26t ate ZTesle EMY sl H
dg HMeolghct
HE B2z 2MHE 78tz EXE 2MHE MAe =2 AT 7|70 | 50712 &4
e NMEe £ &
7171 ch3ot 22 2AH RYo 2 TEE A&

« Fixed wavelength (1)

e Scanning (2)

« Bio applications: Bio fixed wavelength %! Bio quant (3)
e Quant (4)

« Kinetics (b)

=] Methods Task

Methods

1 }\ Fixed wavelength /+’+/ Quae——— 4
2 r&_’ Scanning E Kinetie———— §
3 éi'[ Bio applications
Back
5.4.1 2o Ml
MEE 2AE wa
EH4H: Home > Method > =41 E}!, of: Fixed wavelength
1 NewE =2 HEEIS 7|22 MZ2 2A4HS MMect
= A& 3= Configuration” | & 2/ Ct
2 Zo met 2MHe FaEct
= oO}2lf Configuration 4| & & =gL|Ct
3 OKES FT&4ct
4 M2 24| XMEgst 2E 23 o2to|eE ™ot
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5.4.2

5 Save2 FEHCH
EF 2AMY g 2hof| FriEoz MY S5 Aels = ASUHCH M22 2MHe MM
ujut 7| Ee| BAHS HEsto2M 7S EHCH
1 Method > 2418 R 22 o|S&fL|ct. of: Fixed wavelength.
2 HEstD Ale EMHE MEs AL 22 MM e MM gt
3 InsertE +&U4Ct
= Zb 2A8 st Alo|of| Tj2tA ef a7} e CE
4 F7LE2MY &5 atelstn Al 2ol Insert EHIE FEUCH
= 7lsst BAMY &4 =5 20{F = Method functionZ = Zto| & &lIL(Ct,
5 frelstn Ale MY & T E Uk, Instruction).
6 =AY olzlo|eE dF e ot
7 OKE TEuich
8 Saves TELUICH

METTLER TOLEDO 249 AlgH
EHAH: Home > Method > & 49
1 Method > 24 R&o=
2 AMM =2 g2 =l Mettler
= Start2 =2

&, oll: Fixed wavelength
| S & ch. ofl: Fixed wavelength.

0
2aue Mo,
| 242 Aot

= 2 METTLER TOLEDO 24182 &t X2 “METTLER TOLEDO” Z}2ta|E{E J}EIL c},
METTLER TOLEDO 21 X2
1 Method > 2418 R 22 o|F&fL|Cl. of: Fixed wavelength
2 AR Z 22U El Mettler 24182 MEAFIL|C}
3 Title2 FEuch

= EAMH 5= Title7 | P &L CH

4 1iztole{ M Method IDS AFS X H 2| &l

> MZ2 MY IDE 25t 0KS TFLICh
5 EZo w2t oi2fo|H 43 =
6 Saves =2 EAMHS X
= Start2 =2 24 4

HE Y

Ei=3

oo oY o
T m o

ogl__l

ct

| ID2 A E e}

Hslol M2 BAY MM &x).

T
utato| g L] 3
Multiple stLt o|ate| MZ 0| o] EMH o2 ZXE AolTh ol | Active | Inactive

defermination

Multiple
defermination
mode

HAMEHS A|ES 0| Z0f ME 4

o B0l ME0l F 7F5'—r9}t |’“°°“—|EL

Fixed number of
samples | Open
number of samples

Measurement  |OlO|3 2 R S 5_% Tem 78l £ 2| AL 0§ F-E | Micro volume platform |
cell Hogtct, Cuvette

Measurement | Blank, 442 % Z&F 2&0| ¥ ==t X =[ofof 3H=X| | 1...1000

duration ot
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Automation MYl AL E XS MEY FXE FHolFct Ar2E 5 As XS
HEZ ZR|
Path length =X 2 sl [em] =2l 2] path lengthS & 2| &t c, CuvetteE path length:
Cuvette?} ME4El 42 AR XH= path length S £==teoz |0.00T...1 [cm]
olgdsjof st Micro volume platform

=2 .
Micro volume platformO| A1 E4El < path length= CHS T} | = path length:
Zol| 7AiMz ME g Short | Long |
Automatic: 211 7! path lengthS E3l S8 o] =3 E L} Automatic
Short: %2 path lenghS Sl Z& 0| = ELICh
Long: Z! path lengthS Sl £& 0| =3 & L|ch.

Kinefics sfages | EF2 AlZH X 242 712l kinetic Z & of TS Al =AHE (112
Holgtct.

=AM > Kinetics2F sl =gt Ch

ey | =
Kinetics time unit| 2+, AlZF X HIF A[Z ch9| & F ol gt N
A1 > Kinetics 2t o= &L Cl
Kinetics duration | & 2| El ZtHA2 2 o ZXF0| T =[=X|of ChEt Al | 1...500
1 AlZb2 H ot} Kinetic BH2oll ChEt Cilo|E Xl & ==
Kinetics duration = 2000 0|5t0{oF B ct
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WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment: E7| & M X} & x| ©|7|Z)o0f| cist
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8.1 Spectrophotometer

Power rating AC adapter| Line voltage 100-240V ~ =10 %
Input frequency 50-60 Hz
Input current 0.8A
Output voltage 24\ =
Output current 1.25A
Power rating instrument| Input voltage 24\ =
Input current 09A
Dimensions | Width 208 mm
(without terminal) Depth 255 mm
Height 217 mm
Weight| Unit incl. terminal 7.2 kg
Materials| 5+<2 coated polypropylene
oto|2 = B EHE Heraeus Suprasil, 44 2|
Ofo|3 2 Bu| ARE Heraeus Suprasil, Epoxi EP 220
Ambient conditions| Ambient temperature 5°C - 40°C

Recommended ambient

temperature (for guaranteed

performance)

20°C-25°C

M EE

31 °CollAM Z|CH 80%(HIS =),
40 °COllA] 50%7HX| ME o2

e

Overvoltage category Class Il

Pollution degree 2

Range of application For indoor use only
Max. operating altitude Z|cH 2000 m

8.2 53

Wavelength

Optical Configuration

Single beam FasiTrack™
fechnology

Opfics In-plane aberration corrected
grating spectrograph

Grating Concave holographic grafing

Light Source Pulsed xenon flash lamp

Detector 2048 pixel CCD array detector

EFED

190 - 1,100 nm

Accuracy (holmium)

<+1.0nm

Measurement data

Data collections speeds

1 s (fastest) - 10 s (max); 5 s
(typical)

Data intervals

0.2nm

Ordinafe Modes

Abs, %T

UVNIS Excellence

7|= ool
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Photometric

Display range

-0.3~5.0A

Mt

< £0.01 A (potassium dichromate,
Ph.Eur./USP method)

Stray light| at 198 nm (potassium chloride) |> 1.7 A
Resolution | Ratio foluene in hexane abs >1.7
8.3 Eo|d
x| Width 194 mm
Depth 129.5 mm
Height 56.7 mm
EE] 638.4 g
Z=H J[AA 2¢HA|
Materials & EN ZL-ZnAl4Cu1(EN ZI-0410)

Crastin SO653

Cover glas

Gorilla glas

34 | 7| HlolH
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To protect your product’s future:
METTLER TOLEDO Service assures
the quality, measuring accuracy and
preservation of value of this product
for years to come.

Please request full details about our
attractive terms of service.

WwWw.mt.com/uv-vis

Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher 44

8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

Subject fo technical changes.
© Mettler-Toledo GmbH 07/2017
30308361D

For more information

30308361
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